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FIH3606 Materialkarakteriser-
ing for elektronik och fotonik
10,5 hp

Material Characterization for Electronics and Photonics

Faststallande

Betygsskala

P,F

Utbildningsniva

Forskarniva

Sarskild behdrighet

Grundliaggande kunskaper i optik, elektromagnetism, fasta tillstdndets fysik och
halvledarfysik.

Undervisningssprak

Undervisningssprak anges i kurstillfallesinformationen i kurs- och programkatalogen.

Larandemal
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Kursen ger inblick i grundlaggande strukturella , elektriska och optiska tekniker for karak-
terisering av halvledarmaterial for elektronik- och fotoniktillampningar. Efter genomgangen
kurs ska eleverna:

« kunna vilja lamplig matteknik med korrekt kanslighet och upplosning.

» ha tillrackliga praktiska kunskaper for att sjalva kunna anvinda de instrument som ingar
i laborationerna.

« ha god formaga att analysera, tolka och vardera spektra och matdata fran de metoder som
ingar i kursen.

« kunna korrelera resultat och dra generella slutsatser om prov som matts med olika
tekniker.

« ha uppnatt en tillracklig kompetensniva inom en matteknik for att sjalvstandigt kunna
presentera egna matdata i vetenskapliga tidskrifter.

Kursinnehall

Forelasningarna behandlar teori och grundlaggande principer for ett antal vanliga
karakteriseringstekniker, sisom: rontgendiffraktion (XRD), atomkraftsmikroskop (AFM),
Rutherfordsk jonspridning (RBS), masspektroskopi av sekundara joner (SIMS), svepelek-
tronspektroskopi (SEM), transmissionselektronmikroskopi (TEM), fyrpunktsprobning av
resistivitet, Hall-méattning och fotoluminescens (PL). En stor del av kursen dgnas a experi-
mentellt arbete med ett antal av avdelningens méatutrustningar.

Examination

« EXA1 - Examination, 10,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat pa rekommendation fran KTH:s handlaggare av stod till stu-
denter med funktionsnedsattning, om eventuell anpassad examination for studenter med
dokumenterad, varaktig funktionsnedsattning.

Examinator far medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.
Nar kurs inte langre ges har student mojlighet att examineras under ytterligare tva lasar.

Betygsskala: P/F

Ovriga krav for slutbetyg
For godkant (P) kravs:

« godkant pa laborationerna.

« godkant pa muntlig examination av individuella projekt.

« muntlig presentation av principer och méatresultat fran en utvald teknik.

Undervisningssprak: Engelska
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Etiskt forhallningssatt

« Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar for gruppens arbete.

« Vid examination ska varje student arligt redovisa hjalp som erhallits och killor som
anvants.

« Vid muntlig examination ska varje student kunna redogora for hela uppgiften och hela
l6sningen.
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